
この装置は、厚さ測定方法磁気とバックセットを採用しています。これは、（例えば、鋼、鉄、合金および硬質磁性鋼のような）磁性金属基板上に被覆されている（例えば、アルミニウム、クロム、
銅、エナメル、ゴム、油性ペイントのような）非磁性の被覆層の厚さを測定することができる及び（例えば、銅、アルミニウム、亜鉛及びスズのような）非磁性金属基板上に被覆されている（例えば、
エナメル、ゴム、油性塗料およびプラスチックのような）非透過電力の層を被覆の厚さ。このような測定誤差の少ない、優れた性能、優れた安定性と容易な操作のような多くの特徴を持っています。
それは広く、製造、金属加工業、化学工業、商品テストフィールドに適用されること、製品の品質を制御し、保証するような必要な措置器具である。

仕様書

試験方法：磁気とバックセットの測定
測定レンジ：0〜1000um
精度を測る：±（1.5±3％のH）
表示精度：0〜99.9um：0.1um / 100um以下、オーバー：1μMの
統計関数（単一測定）：平均値、最大値、最小値、メジャー回
最小基板：10 * 10ミリメートル
最小曲：Protruding5mm、concave25mm
最も最薄基板：0.5ミリメートル
環境温度：0℃〜40℃
相対湿度：85％≤
電源：DC9V×1


